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Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Przedmiotem zamoéwienia jest dostawa fabrycznie nowego mikroskopu konfokalnego na bazie
zmotoryzowanego mikroskopu odwréconego.

Mikroskop w konfiguracji odwréconej, umozliwiajgcy obserwacje w $wietle przechodzacym i odbitym,
w jasnym polu, kontrascie interferencyjno-rézniczkowym (Nomarskiego), we fluorescencji i w trybie
konfokalnym.

Wymagania:

Oferowane urzadzenie/ustugi muszg bezwzglednie speinia¢ minimalne wymagania wyszczegéinione
w Tabeli 1 — Wymagania podstawowe. W kolumnie “Oferta wykonawcy” wykonawca musi wypetnié
wszystkie pola wpisujgc model, numer katalogowy oraz parametry techniczne oferowanego
urzadzenia lub potwierdzajac, ze oferowane urzadzenie/usiuga speinia wymagania zamawiajacego.

Tabela 1 - Wymagania podstawowe

Mikroskop konfokalny na bazie zmotoryzowanego mikroskopu odwréconego

Wymagania Zamawiajacego Oferta Wykonawcy

Mikroskop konfokalny na bazie Model, nazwa producenta, ewentualnie nr
zmotoryzowanego mikroskopu odwréconego |katalogowy

1.  Statyw mikroskopu powinien by¢
konstrukcyjnie przystosowany do wspoipracy z
modutem konfokalnym, optyka skorygowana dia
nieskonczonej diugosci tubusu;

2. Rama mikroskopu z dostepnymi dwoma
poziomami na instalacje opcjonainych elementow
optycznych z dodatkowym miejscem na instalacje
moduiu kompensacji dryfu osi Z;

3. Maksymaina predko$é przesuwu rewolweru
wzdtuz osi Z — przynajmniej 3mm/s;

4. Wbudowany wyswietlacz  wskazujacy
aktualne ustawienia: techniki obserwacji, pozycji
obiektywu, pozycji filtra fluorescencyjnego,
pozycji podzialu $wiatlta oraz pozycji przesiony
fluorescencyjnej;

5. Zestaw obiektywow z korekcjg
apochromatyczng, o diugosci optycznej tubusu
nie wigkszej niz 45 mm:

— plan apochromatyczny 10x, NA 0.40, WD 3.1
mm,

— plan apochromatyczny 20x, NA 0.75, WD 0,6
mm,

- plan apochromatyczny 60x, NA 1.35, WD 0.15
mm do immers;ji olejowej;

6. OsSwietlacz do obserwacji w Swietle
przechodzacym, z zarbwkg o mocy przynajmniej
100W, podiaczony do mikroskopu za pomocq
Swiattowodu;
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7. Mechaniczny stolik przedmiotowy z
ceramiczna powlokg powierzchni roboczej;

8. Motor ogniskowania w osi Z z minimainym
krokiem nie wiekszym niz 10 nm, o zasiggu nie
mniejszym niz 10 mm;

9. Szerokopolowa nasadka trojokularowa z
regulacjg rozstawu okularbw w zakresie co
najmniej 50 — 76 mm;

10. Zestaw do fluorescencji szerokopolowej,
skiadajacy sie z:

— zrédia $wiatta o mocy 130W i minimalnym
czasie zycia 1700 godzin, z regulatorem
intensywnosci na przednim panelu lampy,
- zintegrowanej przystony odcinajgcej,
— o$miopozycyjnej zmotoryzowanej karuzeli na
kostki do fluorescencji (wymiana filtrow bez
zastosowania narzedzi),
— filtrow fluorescencyjnych do obserwacji
éwiecenia  niebieskiego i  zielonego 0
nastepujacych parametrach:
» kostka z waskopasmowym filtrem
niebieskim: filtr wzbudzajacy 470-495nm,
zwierciadio dichroiczne 505nm, filtr emisyjny
510nm,
- kostka z szerokopasmowym filtrem
zielonym: filtr wzbudzajgcy 530-550nm,
zwierciadio dichroiczne 570nm, filtr emisyjny

575-625nm,
— éwiatlowodu tgczacego lampe z jednostkg
konfokalng;
11. Apochromatyczny _ pieciopozycyjny

kondensor NA 055, odlegio$¢ robocza nie
mniejsza niz 27 mm;

12. Modut konfokalny z trzema niezaleznymi
portami do: laseréw w zakresie UV, laserow w
zakresie $wiatlta widzialnego, laseréw w zakresie
podczerwieni oraz odrgbnym portem dia lampy
rteciowej podiaczanej za pomoca $wiattowodu,
podiaczony do mikroskopu przez port iluminatora
fluorescencyjnego.

Kolimator do montazu lasera diodowego UV,

13. Trzy kanaly konfokalne do jednoczesnej
rejestracji obrazéw fluorescencyjnych z detekcja
filtrowa. Zestaw filtrow barierowych 430-460nm,
500-505nmm , 610-710nm.

Kazdy kanat wyposazony w szesciopozycyjne
koto filtrowe. Mozliwo$é rozbudowy o dodatkowy
kanat do rejestracji fluorescencji lub dwa
detektory GaAsP;

14. Detektor do rejestracji obrazéw w Swietle
przechodzacym z zastosowaniem S$wiatia
laserowego;

15. Zmotoryzowana przysiona konfokalna o
érednicy o $rednicy regulowanej w zakresie co
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15. Zmotoryzowana przysiona konfokalna o
$rednicy o $rednicy regulowanej w zakresie co
najmniej 50 - 800 pm z krokiem 0,5 pm;

16. Zoom optyczny ustawiany skokowo lub w
sposob ciagly w zakresie nie mniejszym niz od 1x
do 50x;

17. Komputer sterujgcy o  minimalnych
parametrach:  dwurdzeniowy  procesor O
architekturze zgodnej z x86 pamie¢ RAM co
najmniej 8GB, 2 dyski twarde (SSD przynajmniej
500GB oraz HDD przynajmniej 1TB)
wspoldzielace dane, karta graficzna minimum
512 MB, naped optyczny DVD +/- RW, karta PCI
z dwoma dodatkowymi wyjsciami RS232, system
operacyjny Windows 7 Pro 64 bitowy, monitor
LCD nie mniejszy niz 30", drukarka laserowa
kolorowa A4;

18. Oprogramowanie umozliwiajgce sterowanie
poprzez kontroler podiaczony do komputera za
pomoca interfejsu RS232 wszystkimi
zmotoryzowanymi  funkcjami  mikroskopu |
uktadéw peryferyjnych do niego podigczonych, a
takze przeprowadzanie obserwacji i pomiarow, w
szczegoinosci:

— skanowanie w wymiarach X, Y, Z T
skanowanie liniowe wzdluz linii  prostej
zorientowanej dowolnie w przestrzeni, wzdiuz
dowolne;j linii, skanowanie punktowe,

— rekonstrukcje i animacje 3D i 4D,

- prowadzenia pomiaréw w przestrzeni 3D,

— statystycznej analizy voxeli ujetych w
izoprzestrzeniach, *

— przeliczania obrazu w czasie rzeczywistym:
filtrowanie Kalmana i tryb zliczania fotonéw,

- mozliwosci obrotu glowicy skanujacej 0 — 360
stopni w trakcie skanowania z krokiem
przynajmniej co 0,1 stopien,

— zastosowania filtréw do obrobki obrazéw oraz
obrébki skalarnej,

- laczenia obrazéw w sekwencje i rozdzielania
sekwencji na obrazy,

- renderowania 3D w czasie lub na glebokosc,

- w funkcji analizy fizjologicznej wraz z
obrazowaniem ilorazowym i analizg ilorazowa w
czasie rzeczywistym,

— skanowania sekwencyjnego w trybie liniowym
lub klatkowym,

— iloéciowej analizy kolokalizacyjnej,

-~ pomiaréw liniowych i powierzchniowych
elementéw obrazu,

— w funkcji kanatéw wirtualnych pozwalajgcych na
akwizycje obrazéw fluorescencyjnych uzyskanych
dla wielu (do 12) barwnikéw wraz z obrazem z
kanatu DIC (Nomarskiego),

- w trybie skanowania w wybranej kombinacji
wspotrzednych (XY, XZ, XT, XYZ, XYT, XZT,
XYZT), wyboréw fragmentéw pola widzenia do
skanowania;
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Pozostate wymagania zama wiajacego

Oferta Wykonawcy (Tak lub deklaracja)

Urzadzenie winno byé przystosowane do pracy w
sieci elektrycznej 230V/50Hz i posiadaé certyfikat
bezpieczenstwa CE;

Urzadzenie winno spetnia¢ wymagania Komisji
Europejskiej  dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony $rodowiska oraz procedur utylizacji;

Dostawa przedmiotu zaméwienia do siedziby
Zzamawiajgacego;

Instrukcja obstugi w jezyku polskim i w jezyku
angielskim;

Instalacja  urzadzenia, uruchomienie oraz
przeszkolenie personelu w zakresie obslugi i
konserwacji urzadzenia, w siedzibie
Zamawiajacego;

Wykonawca zapewni gwarancje na okres nie
krotszy niz 24 miesiace od daty podpisania przez
obie strony protokotu odbioru:

Wykonawca zapewni serwis gwarancyjny i
pogwarancyjny z czasem reakcji nie dtuzszym niz
3 dni robocze;

Wykonawca  zapewni dostepno$¢  czesci
zamiennych przez okres przynajmniej 10 lat od
daty dostawy przedmiotu zaméwienia:

Serwis gwarancyjny bedzie realizowany przez:
(prosze wpisaé w kolumnie obok)

Nazwa firmy, adres, tel/ffax oraz adres . e-
L e R TS .

Miejscowos¢ idata: .............................

Imiona i nazwiska os6b uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy

Czyteine podpisy oséb uprawnionych do
reprezentowania wykonawcy



